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Vilniaus universitetui
Zemy daZniy Ramano ir liuminiscencijos spektrometrinés sitemos pirkimas, Nr. VU10770
PASIULYMO FORMA

2019 m. balandzio 04 d. Nr. 1

Vilnius
1 lentele. Tiekéjo rekvizitai
Tiekéjo pavadinimas (jei pasiulymq pateikia ikio subjekty | UAB , Multilabo
grupé, nurodyti visy grupés partneriy pavadinimus)
Tiekéjo jmonés kodas (jei pasiitlymq pateikia iikio 302325611
subjekty grupeé, nurodyti visy grupés partneriy jmoniy
kodus)
Tiekéjo adresas (jei pasiiilymg pateikia iikio subjekty Registracijos adresas: Teatro g. 11-1 LT-
grupé, nurodyti visy grupés partneriy pavadinimus) 03107 Vilnius Korespondencijos adresas:
A. Sabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius
Kontaktinio asmens vardas, pavarde Grupés vadovas Vaidas PudZaitis
Kontaktinio asmens telefono numeris (8~5) 250 0291
Kontaktinio asmens el. pasto adresas info@multilab.lt

/Pastaba. Pildoma, jei ketinamas pasitelkti subtiekéjas (-ai)/kiti asmenys, kuriy pajégumais remiamasi
Subtiekéjo (-y) pavadinimas (-ai)

Subtiekéjo (-y) (-y) adresas (-ai)

Subtiekéjui (-ams) tenkandiy jsipareigojimy dalies
aprasymas

1. Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1.1. pirkimo salygose;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Atsizvelgdami j pirkimo dokumentuose i3déstytas salygas, teikiame savo pasililymg. Jame nurodome
technine informacija bei duomenis apie miisy pasirengima jvykdyti numatoma sudaryti pirkimo sutartj.

2. Mes siillome Sias prekes patvirtindami, jog j nurodytas kainas jtrauktos visos iSlaidos, butinos
tinkamam sutarties jvykdymui ir visi pardavéjo mokétini mokesciai:

2.1. lentele. Sitloma kaina:



2. Mes siiilome $ias prekes patvirtindami, jog j nurodytas kainas
jtrauktos visos i§laidos, biitinos tinkamam sutarties jvykdymui ir visi
pardavéjo mokétini mokes¢iai:

2.1. lentelée. Siuloma kaina:

Prekés pavadinimas Prekés kaina, Eur be

EEil. Nr. PVM

Zemy dazniy Ramano ir
liuminiscencijos spektrometrinés

1 sitema, 1 vnt. 339000.00
' [Monovista CRS+, Spectroscopy ’

& Imaging GmbH ]

22.  |PVMY 21 % (eurais) 71190,00

IS VISO? (bendra pasitilymo

33. kaina, EUR su PVM)

410190,00

Y tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia
mokéti PVM, jis lentelés PVM skilties nepildo ir nurodo priezastis, dél
kuriy PVM nemoka;,

) Lenteléje pateikta bendra pasiilymo suma, pagal kurig bus
nustatoma tiekéjo pasiiilymo lyginamoji kaina. Jei tiekéjas pateiks
pasiiilymo kainas be PVM, o pristacius prekes/suteikus
paslaugas/atlikus darbus, PVM turés biti mokamas perkanciosios
organizacijos, prie tiekéjo pasiilymo palyginamosios kainos bus
pridedama mokétina PVM suma

* Pazymime, kad prekiy gamintojai, modeliai, katalogo nr. ir prekiy
techniné specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri néra viesa ir
negali biiti vieSinama.



Techniné specifikacija

1. Bendra informacija

Vilniaus universitetas, siekdamas jgyvendinti projekt ,,Spectrometrinio medziagy ir elektroniniy / molekuliniy vyksmy charakterizavimo centras (SPECTROVERSUM)* Nr. 01.1.1-

CPVA-V-701-05-0001, numato pirkti Zemy dazniy Ramano ir liuminescencijos mikrospektroskopijos sistema, 1 vnt.

2. Atitikimas techniniams reikalavimams

Techningje specifikacijoje yra isdéstyti minimalas reikalavimai prekéms. Kiekvienas siiilomos jrangos parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos virSyti. Techninéje
specifikacijoje nurodyti konkretiis modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali biiti pakeisti lygiaverciais.

Eil. Nr. Rodiklis Rodiklio parametrai Pardavéjo siiilomos charakteristikos
Paskirtis Spektrinés mikroskopijos sistema skirta skysty ir kiety ir dujiniy Spektrinés mikroskopijos sistema skirta skysty ir kiety ir dujiniy
bandiniy Ramano sklaidos bei liuminescencijos spektry ir spektriniy bandiniy Ramano sklaidos bei liuminescencijos spektry ir

1 Yemélapiy registravimui su didele pavirSine skyra, pasiekiant Zemadane |spektriniy Zemélapiy registravimui su didele pavirSine skyra,

’ Ramano poslinkio skaiéiy iki 10 em” sritj pasiekiant ZemadaZne Ramano poslinkio skaiéiy iki 10 cm-1 sritj

2. Veikimo principas Konfokaliné difrakciné mikrospektroskopijos sistema Konfokaliné difrakciné mikrospektroskopijos sistema

Pavir§ine skiriamoji geba Geresné nei 2 mikrometrai (<2um) 2 mikrometrai (<2pum)
3. |XY)
4 Mikroskopo tipas Konfokalinis atspindZio mikroskopas, su ne maziau kaip 3 pozicijom Konfokalinis atspindzio mikroskopas, su 6 pozicijom skirtoms
) skirtoms sumontuoti skirtingus objektyvus. sumontuoti skirtingus objektyvus.
4.1, |Mikroskopo objektyvai: Ne maZiau nei trys 10x, 40x ir 100x objektyvai. Trys 10x, 40x ir 100x objektyvai.
42. 10 x objektyvas Skaitiné apertiira (NA) ne mazesné nei 0,30 Skaitiné apertiira (NA) 0,30
Darbinis atstumas (WD) 11 mm £1 mm Darbinis (WD) 11.6 mm
43. 40 x objektyvas Skaitiné apertiira (NA) ne maZesné nei 0,80 Skaitiné apertiira (NA) 0,80
Darbinis atstumas (WD) 0,5 mm 0,1 mm Darbinis atstumas (WD) 0,51 mm
44 100 x objektyvas Skaitiné apertiira (NA) ne maZesné nei 0,75 Skaitiné apertiira (NA) 0,80
Darbinis (WD) 3,5 mm +0,2 mm Darbinis atstumas (WD) 3,4 mm
5 Vaizdo kamera méginio Didelés skyros CCD kamera Didelés skyros CCD kamera
vaizdo registravimui
Meéginio stalelis Pilnai automatizuotas X-Y-Z, su automatinio fokusavimo galimybe. Pilnai automatizuotas X-Y-Z, su automatiniu fokusavimu.
6 Eiga - ne maZesné nei 120 x 80 mm, Eiga - 120 x 80 mm,
Zingsnis (XYZ kryptimis) - ne didesnis nei 0,05 pm Zingsnis (XYZ kryptimis) - 0,05 um
Spektriné skyra Geresné nei 1,0 cm™ (<1,0 cm™) ties 532 nm 1,0em™ (<1,0 cm™) ties 532 nm

7 Geresné nei 0,6 cm™ (<0,6 em™) ties 633 nm 0,6 cm™ (<0,6 cm’l) ties 633 nm

Geresné nei 1,0 cm” (<1,0 om™) ties 785 nm 0,8 cm’ (<0,8 om™) ties 785 nm
Ramano spektrams Zadinti Sistemos viduje sumontuoti ne maziau nei 4: 457nm, 532nm, 633nm Sistemos viduje sumontuoti 4: 457nm, 532nm, 633nm 785nm
naudojami lazeriai 785nm bangos ilgio lazeriai. bangos ilgio lazeriai.

8 Lazeriai turi biiti lengvai keigiami, pilnai valdomi programinés jrangos  |Lazeriai lengvai keiGiami, pilnai valdomi programinés jrangos
pagalba. Lazerio pakeitimas turi biiti atliekamas be papildomo rankinio |pagalba. Lazerio pakeitimas atlickamas be papildomo rankinio
sistemos justiravimo sistemos justiravimo

Sistemoje instaliuoty lazeriy |1. Bangos ilgis 457+1 nm, galia >50 mW 1. Bangos ilgis 457 nm, galia 50 mW
81, parametrai 2. Bangos ilgis 532 £1nm, galia >500 mW 2. Bangos ilgis 532 nm, galia 500 mW
3. Bangos ilgis 633+1 nm, galia >30 mW 3. Bangos ilgis 633 nm, galia 35 mW
4. Bangos ilgis 785 +1nm, galia>100 mW 4. Bangos ilgis 785 nm, galia 100 mW
Lazeriy filtrai Ne maziau nei S filtrai pritaikyti sistemoje sumontuotiems lazeriams: 5 filtrai pritaikyti sistemoje sumontuotiems lazeriams:
8.2.1. 457nm lazerio filtras leidZiantis atlikti matavimus esant ne 8.2.1. 457nm lazerio filtras leidZiantis atlikti matavimus esant 60
didesniam nei 100 om™ Stokso poslinkiui. Filtras valdomas programinés em™ Stokso poslinkiui. Filtras valdomas programinés jrangos
jrangos pagalba. pagalba.
8.2.2. 532nm lazerio filtras leidZiantis atlikti matavimus esant ne 8.2.2. 532nm lazerio filtras leidZiantis atlikti matavimus esant 60
didesniam nei 60 cm™ Stokso poslinkiui. Filtras valdomas programinés em™ Stokso poslinkiui. Filtras valdomas programinés jrangos
jrangos pagalba. pagalba.
32 8.2.3. 633nm lazerio filtras leidZiantis atlikti matavimus esant ne 8.2.3. 633nm lazerio filtras leidZiantis atlikti matavimus esant 60

o | didesniam nei 60 cm™ Stokso poslinkiui. Filtras valdomas programinés em™ Stokso poslinkiui. Filtras valdomas programinés jrangos
jrangos pagalba pagalba
8.2.4. 785nm lazerio filtras leidZiantis atlikti matavimus esant ne 8.2.4. 785nm lazerio filtras leidZiantis atlikti matavimus esant 60
didesniam nei 60 cm™ Stokso poslinkiui. Filtras valdomas programinés om™ Stokso poslinkiui. Filtras valdomas programinés jrangos
irangos pagalba pagalba
8.2.5. 532nm lazerio filtras leidZiantis atlikti matavimus esant ne 8.2.5. 532nm lazerio filtras leidZiantis atlikti matavimus esant 10
didesniam nei 10 cm™ poslinkiui, su galimybe registruoti anti-Stokso em’ poslinkiui, su galimybe registruoti anti-Stokso Ramano
Ramano sklaidos spektrus sklaidos spektrus

Lazerinés spinduliuotés Programiskai valdomi filtrai leidZiantys Zadinimo intensyvuma reguliuoti |Programiskai valdomi filtrai leidziantys Zadinimo intensyvuma
8.3. |pasiekiancios bandinj ne siauresnése ribose nei nuo 100% iki 0,000001%. reguliuoti ribose nuo 100% iki 0,000001%.

reguliavimas




Difrakcinés gardelés

Ne maZiau nei 3 prietaiso viduje sumontuotos ir automatiskai kei¢iamos
difrakcinés gardelés.

Difrakciniy gardeliy parametrai:

9.1.1. Gardelé pilno spektro registravimui, nejudinant gardelés — sritis ne
siauresné nei 0-4000 cm’™

3 prietaiso viduje sumontuotos ir automatiskai keidiamos
difrakcinés gardelés.

Difrakciniy gardeliy parametrai:

9.1.1. Gardelé pilno spektro registravimui, nejudinant gardelés —
sritis 0-4000 cm’!

9.1.
9.1.2. Gardelé optimizuota 532 nm lazeriui. Pasiekiama spektriné skyra  |9.1.2. Gardelé optimizuota 532 nm lazeriui. Pasiekiama spektriné
ne blogesné nei 1,0 em™ (<1,0 em™) skyra ne blogesné nei 1,0 em™ (<1,0 em™)
9.1.3. Gardelé optimizuota 785 nm lazeriui. Pasiekiama spektriné skyra  |9.1.3. Gardelé optimizuota 785 nm lazeriui. Pasiekiama spektriné
ne blogesné nei 1,0 cm’! (<1,0 cm-]) skyra ne blogesné nei 1,0 om’ (<1,0 cm’])
9.2, |Spektrometro Zidinio nuotolis |Ne maZesnis nei 500 mm 500 mm
03 Spektrometro optiné sistema thinio signalo perdavimas ir fokusavimas atliekamas veidrodziy Optinio signalo perdavimas ir fokusavimas atliekamas veidrodziy
sistem:
03 Optinj signalg perduodanéiy |Sidabras, arba ekvivalengiy optiniy savybiy 400-800 nm bangos ilgiy Sidabras 400-800 nm bangos ilgiy spektrinéje srityje medziaga.
' JveidrodZiy danga spektrinéje srityje medZiaga.
04 Vaizdo korekeijos sistema Vaizdo iskraipymy atsirandangiy fokusuojant spinduliuote sistema, Vaizdo iskraipymy atsirandangiy fokusuojant spinduliuotg
s pagrista toroidiniais veidrodZiais arba ekvivalendia technologija sistema, pagrjsta toroidiniais veidrodziais.
Poliarizatoriai Turi biiti valdomi programinés jrangos pagalba. Valdomi programinés jrangos pagalba.
Poliarizatorius ir analizatorius turi biiti optimizuoti 532nm bei 785 nm Poliarizatorius ir analizatorius optimizuoti 532nm bei 785 nm
10 bangos ilgiams, Ramano spektry registravimui esant VV (vertikali bangos ilgiams, Ramano spektry registravimui esant VV (vertikali
ap3vietimo ir vertikali detekcijos) ir VH (vertikali ap§vietimo ir apsvietimo ir vertikali detekcijos) ir VH (vertikali ap§vietimo ir
horizontali detekcijos) poliarizacijoms. horizontali detekcijos) poliarizacijoms.
1 Optinio signalo jutiklis Regimajai sridiai optimizuota $aldoma ne iki didesnés nei -120°C Regimajai sriiai optimizuota $aldoma iki -120°C temperatiiros
temperatiros spektroskopiné CCD kamera: spektroskopiné CCD kamera:
Registruojamo signalo Ne siauresni nei nuo 350 iki 1050 nm. nuo 350 iki 1050 nm.
11.1.  |spektrinis diapazonas
Kvantinis naSumas srityje nuo |ne maZesnis nei 80% matuojamas jutikliui esant ne aukstesnés nei -100°C |80% matuojamas jutikliui esant ne aukstesnés nei -100°C
112, [400 nm iki 850 nm temperatiiros. temperatiiros.
13 Analoginis-skaitmeninis ne maziau nei 16 bity. 16 bity.
" Isignalo keitiklis
114 Jutiklio matricos tasky Ne maZiau nei 1200 x 100 1200 x 100
" Iskaigius
11.5. |Jutiklio tasko (pikselio) dydis |Ne didesnis nei 20 x 20 pm 20 x 20 um
Jutiklio tamsiné srové Ne didesné ne 1 elektronas vienam jutiklio taskui (pikseliui) per valanda 0,3 elektrono vienam jutiklio taskui (pikseliui) per valandg
1L.6. (matuojama -120°C, arba auks je temperatiiroje ) (matuojama -120°C, arba aukstesnéje temperatiiroje )
11.7. |Jutiklio tiesiSkumas Ne blogesnis nei 1% 1%
Sviesos interferencijos Jutiklio technologijoje turi biiti numatytas §viesos interferencijos Jutiklio technologijoje numatytas §viesos interferencijos
11.8. |detektoriuje (efaloning) kompensavimas skirtingiems bangos ilgiams (low etaloning) kompensavimas skirtingiems bangos ilgiams (low etaloning)
kompensavimas
Makro bandiniy matavimy 12.1. Bandiniy skyrius ir optiné sistema pritaikyta atlikti matavimus 12.1. Bandiniy skyrius ir optiné sistema pritaikyta atlikti
skyrius naudojant 180° ir 90° Ramano sklaidos Zadinimo geometrija. matavimus naudojant 180° ir 90° Ramano sklaidos Zadinimo
geometrija.
12 12.2. Turi turéti XYZ stalelj méginio pozicionavimui. 12.2. Su XYZ staleliu méginio pozicionavimui.
12.3. Turi turéti optine sistema uZtikrinangia daugkartinj spindulio 12.3. Su optine sistema uztikrinandia daugkartinj spindulio
praéjima per méginj (dujiniy méginiy matavimams). praéjima per méginj (dujiniy méginiy matavimams).
12.4. Kamera turi buiti tinkama standartiniy skystu azotu auSinamy 12.4. Kamera tinkama standartiniy skystu azotu ausinamy
kriostaty montavimui. kriostaty montavimui.
Fluorescencijos matavimo 13.1. Turi turéti fluorescencijos, uzlaikytos fluorescencijos, 13.1. Turi fluorescencijos, uzlaikytos fluorescencijos,
priedas fluorescencijos zadinimo, fosforesencijos, fosforescencijos gesimo, fluorescencijos Zadinimo, fosforesencijos, fosforescencijos
spektry matavimo reZimus. gesimo, spektry matavimo reZimus.
13.2. Sviesos altinis — impulsiné lempa, impulso trukmé ne daugiau 13.2. Sviesos §altinis — impulsiné lempa, impulso trukmé 10,1 us
5+0,1 us (plotis ties puse maksimumo). (plotis ties puse maksimumo).
13.3. Turi turéti skysty bei kiety méginiy laikiklius, Sviesolaidinj zonda ~ |13.3. Turi skysty bei kiety méginiy laikiklius, Sviesolaidinj zonda
suderinama su makro matavimy kamera ir mikroskopo matavimais. suderinamg su makro matavimy kamera ir mikroskopo
matavimais.
13.4. Zadinimo ir emisijos spektriné sritis ne maZesné nei nuo 200nm iki |13.4. Zadinimo ir emisijos spektriné sritis nuo 200nm iki 900nm.
13 900nm.
13.5. Turi turéti reguliuojama Zadinimo ir emisijos plysiy plotj nuo ne 13.5. Turi reguliuojama Zadinimo ir emisijos plySiy plotj nuo 2nm
daugiau nei 2nm iki ne maziau kaip 20 nm. iki 20 nm.
13.6. Turi turéti ne maziau nei po 4 integruotus fluorescencijos zadinimo |13.6. Turi 4 integruotus fluorescencijos Zadinimo ir
ir fluorescencijos emisijos filtrus. fluorescencijos emisijos filtrus.
13.7. Signalo triukSmo santykis >500:1 RMS, esant 500 nm ¥adinimui, |13.7. Signalo triuk§mo santykis 1400:1 RMS, esant 500 nm
Zadinimo ir emisijos plysio plogiai 10+0,2 nm, vidurkinimas 10,1 s. zadinimui, Zadinimo ir emisijos plySio ploiai 10 nm, vidurkinimas|
1s.
13.8. Turi turéti programinés jrangos pagalba valdomus Zadinimo 13.8. Turi programinés jrangos pagalba valdomus Zadinimo
spinduliuotés ir emisijos spinduliuotés poliarizatorius. spinduliuotés ir emisijos spinduliuotés poliarizatorius.
13.9. Turi tureti skysty meginiy laikiklj su temperatiiros valdymu. 13.9. Turi skysty méginiy laikiklj su temperatiiros valdymu.
Optinio signalo perdavimas ~ |14.1. Ramano optinis signalas nuo mikroskopo iki difrakcinés gardelés  |14.1. Ramano optinis signalas nuo mikroskopo iki difrakcinés
turi biti perduod tiesiogiai dojant §viesolaidinés optikos gardelés perduodamas tiesiogiai nenaudojant Sviesolaidines
14 optikos

14.2. Liuminescencijos signalas iki difrakcinés gardelés gali biti
perduodamas tiesiogiai arba panaudojant §viesolaidine optika.

14.2. Liuminescencijos signalas iki difrakcinés gardelés
perduodamas panaudojant §viesolaidine optika.




Prietaiso valdymo ir duomeny
analizés programiné jranga

Turi turéti Sias funkcijas:

15.1. Prietaiso nustatymy bei matavimy valdymas jskaitant galimybe
vartotojui kurti paprogrames

15.2. Automatinis bangos skaiiaus kalibravimas

15.3. Ramano spektry XYZ registravimas bei atvaizdavimas

Turi $ias funkcijas:

15.1. Prietaiso nustatymy bei matavimy valdymas jskaitant
galimybe vartotojui kurti paprogrames

15.2. Automatinis bangos skaidiaus kalibravimas

15.3. Ramano spektry XYZ registravimas bei atvaizdavimas

15 15.4. Automatinio fokusavimo funkcija. 15.4. Automatinio fokusavimo funkcija.
15.5. Automatinio lazeriy ir filtry keitimo funkecija. 15.5. Automatinio lazeriy ir filtry keitimo funkcija.
15.6. Duomeny apdorojimas bei analizeé. 15.6. Duomeny apdorojimas bei analizé.
15.7. Duomeny eksportavimas | ASCII, Excel ir GRAMS formatus. 15.7. Duomeny eksportavimas j ASCIL Excel ir GRAMS
formatus.
16 Antivibracinis stalas Turi biti jtrauktas j komplekta, matmenis pritaikius spektrometrinés Jtrauktas j komplekta, matmenys pritaikyti spektrometrinés
sistemos matmenims sistemos matmenims
Spektrometrinés sistemos Turi biti jtraukta j komplekts Jtraukta j komplekta
17 valdymo kompiuteriné sistema
18 Instaliacija Tiekéjas visa jranga turi pristatyti j laboratorija, ja suinstaliuoti ir atlikti  |Tiekeéjas pristato j laboratorija, ja suinstaliuoja ir atlika gamintojo
gamintojo numatytus sistemos veikimo patikros testus. numatytus sistemos veikimo patikros testus.
19 Personalo apmokymai Tiekéjas turi pravesti darbo su spektrometrine sistema mokymus 3-5 Pravedami darbo su spektrometrine sistema mokymai 3-5 Zmoniy
Zmoniy grupei, ne nei 4 val. trukmés. grupei, 4 val. trukmeés.
Garantija Ne maZiau nei 2 metai visai sistemai. 2 metai visai sistemai.
20 Papildoma garantija bent dviem Ramano sklaidos Zadinimo lazeriams ne |Papildoma garantija dviem Ramano sklaidos Zadinimo lazeriams 7

maziau nei 7 metai.

metai.




3 lentele. Kartu su pasitilymu teikiama informacija:

patvirtinantys dokumentai

Siame pasiiilyme yra pateikta $i informacija (pateikto | Butina Konfidencialumas
dokumento pavadinimas): (taip / ne) (taip / ne)

1 2 3
Uzpildyta pasiiilymo forma Taip Ne
EBVPD deklaracija (uZpildyta dalyvio, kiekvieno jo Taip Ne
jungtinés veiklos partnerio bei subtiekéjo, jei tokiy yra)
Igaliojimas pasirasyti pasiiilyma g;lypvge‘i iiigszlsr; 01| Taip
UzZpildyta techniné specifikacija Taip Taip
Gamintojo prekiy apra§ymas ar lygiavertis dokumentas | Taip
(-ai), patikimai jrodantis, kad sitilomos prekes atitinka Taip
visus techninés specifikacijos reikalavimus
Jungtinés veiklos sutarties kopija Taip (jei taikoma) -
Galimybe pasinaudoti kity tikio subjekty istekliais Taip (jei taikoma)

Pastaba: Tiekéjo nurodomas konfidencialumas perkanciajai organizacijai néra privalomas ir bus
vertinamas kiekvienu atveju individualiai. Rekomendaciné informacija dél konfidencialumo pateikiama

https:/fldausk.vpt.It/he/lt/articles/115005 73062 5-Kaip-turi-b%C 5 %A Bti-suprantamas-konfidencialumas-

vie%C5%Aluosiuose-pirkimuose-.

3. Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

4. Patvirtiname, kad visa miisy pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslépeme

jokios informacijos, kuria buvo praSoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Viesyjy pirkimy ir kokybés skyriaus vadove

Renata Radzevidéiené

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy
pavadinimas)

P

(Vardas ir pavarde)




